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CORRIGENDUM 1
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7.2 Evaluation des renseignements obtenus

Remplacer I'équation (3) existante par la nouvelle
équation suivante:

Pc = 1- N\ll_ ps
Page 88

Correction en anglais uniquement.
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Figure F.4

Remplacer I'équation exista

px—
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Figure H.6

Remplacer, sur I'axe des ordonnées, la valeur
existante Tglmg < 2,2 par la nouvelle valeur
Suivante:

TBImF]_ = 2,2

Décembre 1999

Page 45

7.2 Evaluation of info

fre following

by the following new equation:

t-e h(f) = p % +(1-p)

Mg, Me,
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Figure H.6

Replace, on the vertical axis, the existing value
Tslme < 2,2 by the following new value:

TB/mpl = 2,2
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